
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом МП-051/447-2008 «ГСИ.  

Измерители параметров полупроводниковых приборов 4155C, 4156C. 

Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 

2008 г.  


